Instituto de Ciencia
de Materiales de Madrid

icmm

CODIGO SERVICIO: 823689
DIFRACCION DE RAYOS X
X-RAY DIFFRACTION

Tarifas 2026

NATURALEZA DEL CLIENTE
Campus
CONCEPTO 'pu Universidades
Excelencia UAM y tblicas
p . ICMM CSIC CENTRO MIXTO pN Privados/Otros
PRESTACION: VARIANTE (Unidad de Coste) csic espafolas, AGE,
OPIS
(CIF no CSIC)
Caracterizaci6 tructural: XRD I litativo: Identificacion de fases,
arac_etrlza.cllon gs ructura . .en p<?,vo cualitativo: Identificacidn de fases 12.85 15.07 15.07 35.73 39.13
cuantificacién (Rietveld), microdifraccién (€/hora)
Caracterizacién estructural: XRD monocristal: Recogida completa y datos
integrados (100K<T2< 673K), polvo en transmisidn (capilares) RT<T2<817k y celda 14.28 16.75 16.75 28.12 30.80
de presion (€/hora)
Caracterizacién estructural: XRD istal: Difraccién de Rayos X istal
arac e'rlzauon es ruc'ura monocris a' ifraccion de Rayos X monocrista c5.91 62.06 62.06 8.9 85,67
monocristal-He, Recogida completa y datos integrados < 100k (€/hora)

NOTA: Las tarifas no incluyen IVA en el caso de que éste sea aplicable




